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Program dydaktyczny przedmiotu

ELEKTRONIKA SPINOWA

Wymiar godzin: wyktad 2h/tydzien

Czas trwania wykfadu - | semestr

5.

6.

7.

8.

9.

1. Powtdrzenie wiadomosci z budowy atomu, czgsteczki i ciata statego.

2. Mikroskopowe pochodzenie magnetyzmu. Magnetyzm w uktadach niskowymiarowych.
3.

4. Metody doswiadczalne obserwacji anizotropii magnetycznych w strukturach

Anizotropie magnetyczne w strukturach supersieciowych.

supersieciowych.

Technologia wytwarzania (MBE) i metody testujgce (RHEED, SQUID) stosowane przy
wytwarzaniu urzadzen elektroniki spinowej.

Zastosowanie efektu oddziatywania wymiennego typu exchange-bias w budowie urzadzen
magnetoelektronicznych (1).

Zastosowanie efektu oddziatywania wymiennego typu exchange-bias w budowie urzadzen
magnetoelektronicznych (11).

Omoéwienie efektu Kondo. Przewodnictwo elektronowe zalezne od spinu.

Omowienie efektu ogromnej magnetorezystancji (GMR).

10. Symulacje komputerowe zjawisk magnetoelektronicznych. Model Isinga.
11. Symulacje komputerowe zjawisk magnetoelektronicznych. Modelowanie struktury

domenowej.

12. Elektrodynamika kwantowa studni kwantowe,;.
13.Urzgdzenia elektroniki spinowej: tranzystor spinowy, zawory spinowe, gtowice zapisujgce

dyskow twardych, pamieci MRAM (I).

14.Urzgdzenia elektroniki spinowej: tranzystor spinowy, zawory spinowe, gtowice zapisujgce

dyskow twardych, pamieci MRAM (I1).
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